MP technikos elementai

Keitikliai ir jutikliai
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Jutikliali ir keitikliai

 Jutikliai yra matavimo sistemos dalis
tiesiogiai reaguojaniimatuojam fizikini
dydi

« Matavimo keitikliai yra matavimo
prietaiso dalis, skirta matuojamojo dydzio
pakeitimui, bei perdavimui matavimo
prietaisuose arba sistemose, tame tarpe
paketiant viery energijos #§ i kita

Jutikliali ir keitikliai

« Matavimo keitikli y perdavimo
charakteristikos yra zinomos
(kalibruotos).

» Jutikliai — nekalibruoti keitikliai.

« Matavimo keitikliai neturi atskaitos arba
indikacijos prietaig, skirty matuojamojo
dydzio stebjimui !?




Matavimo keitikliali

Pirminis matavimo keitiklis yra skirtas
matuojamajam (dazniausiai neelektriniam)
dydziui pakeisti forma, patog
tolimesniam jo apdorojimui ir perdavimuli,
kaip taisyke i elektrin signah

Pavyzdziai:

 termoporos,

 tenzoelektriniai keitikliai.

Pirminial matavimo keitikliali

Klasifikacija pagal panaudojimo sritj:

* poslinkio,

* grekio,

* pagretio (akselerometrai),

* matmem (packties, atstumo, storio, lygioutio),
* Mmass,

* temperairos.




Matavimo keitikliali

Klasifikacija pagal veikimo princip a:

1. Analoginiai:

» generatoriniai (matuojamas fizikinis dydis
tiesiogiai transformuojamagséjimo dydi
nenaudojant iSorinienergijos Saltinj)

* parametriniai (matuojamas fizikinis dydis
paketia keitiklio parametrus, o ¢imo signalas
gaunamas panaudojant iSaremergijos Saltii);

2. Diskretiniai (keitikliai A/K).

Matavimo keitikliali

Klasifikacija pagal iSé¢jimo signalus:

 analoginis igjimas,

» skaitmeninis i§imas,

 dazninis igjimas,

» koduotas i§imas (impulso pléio, impulso
packties, daznio ar amplitéd moduliacija
ir pan.).




Keitiklis

X Matavimo y
keitiklis

Pagrindinial parametrai ir
charakteristikos

» Perdavimo (keitimo) charakteristika

o y=1(X)
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Pagrindinial parametrai ir
charakteristikos

» Perdavimo (keitimo) koeficientas:
A
K== (+.)
AX

[mV/kg, V/°C, QA/°C]
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Pagrindinial parametrai ir
charakteristikos

* 1S¢&jimo dydis y,, esantjéjimo dydziui X,

Tieses lyatis:

y=Yo+K-X
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Pagrindinial parametrai ir
charakteristikos

* Dinaminis diapazonas:

D= Xmax
Xmin
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Pagrindinial parametrai ir
charakteristikos

Dinaminés charakteristikos:

» daznirés charakteristikos (DACh),
* maksimalus keitimo daznis,

e keitimo trukire.
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Paklaidos

NetiesiSkumo paklaida.Si paklaida atsiranda
del matavimo keitiklio keitimo
charakteristikos netiesiSkumo.

Dazniausiai priimama, kad keitimo
charakteristika yra tiesén Bet koks
nukrypimas nuo idealios (tie<is)
charakteristikos sukelia netiesiSkumo
paklaidas.
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NetiesiSkumo paklaida

16




Paklaidos

- Multiplikatyvin és paklaidos(gain error).
Si paklaida kinta (tiesiSkai digh), dickjant
matuojamam dydziui. Tai dalinis
netiesiSkumo paklaidos atvejis. Tipinis
tokios paklaidos atsiradimo atvejis,
stiprintuvo stiprinimo koeficiento (S)
pokytis. AngliSkai Si paklaida taip ir
vadinama- gain error- statumo (stiprinimo
koeficiento) paklaida.
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Multiplikatyvinés paklaidos
Ay

y=(0%+0)S-X
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Paklaidos

- Adityvin és paklaidos(offset error) —
pastovi visame matuojamo dydzio kitimo
diapazone. Ji atsirandaldkeitimo
charakteristikos poslinkio (offset).
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Adityvinés paklaidos

s
.

y=S-(X£AX)
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Paklaidos

- Kvantavimo paklaida. Ji atsirandad

laiptuoto matavimo charakteristikos

pohbidzio skaitmeniniuose keitikliuose.

y

y
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